


















Introduction générale

Le travail est organisé comme suit :

Au premier chapitre nous allons présenter quelques notions sur le bruit dans les
composants électronique. Le deuxième chapitre est consacré à la réalisation de l’amplificateur
de tension à utiliser comme amplification du bruit issu du composant sous test. Le contrôle de
la carte d’acquisition ainsi que le programme de calcul de la densité spectrale sont présentés
dans le dernier chapitre.

Ce banc de mesure réalisé à pour but de faire une étude sur le bruit vis-à-vis la
fréquence, Quel sera le comportement du bruit mesuré par le banc en fonction de la
fréquence ?

Figure 2 : schéma synoptique de la chaine d’acquisition du bruit d’un
composant électronique (DUT pour Device Under Test)
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